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TENKE VRSTVY

MNOHO RUZNYCH ZPUSOBU NANASEN|

MUZEME MENIT FYZIKALNI, CHEMICKE | OPTICKE
VLASTNOSTI POVRCHU MATERIALU

VYUZIVAJI SE V MNOHA ODVETVICH PRUMYSLU

STALE VE VYVOJI




NAS EXPERIMENT

e DEPOZICE OXIDU TITANU NA
POLYKARBONATOVY SUBSTRAT

e VLIV RUZNYCH NAPETI NA TLOUSTKU
VRSTVY
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METODA 1JD (IONIZED JET DEPOSITION|)

e FYZIKALNE-PLAZMOVA METODA DEPOZICE
TENKYCH VRSTEV

e PEVNY TERCIK JE ABLOVAN VYBOJEM
ELEKTRONU A VZNIKA VYSOCE IONIZOVANE
PLAZMA, KTERE JE SMEROVANO NA
SUBSTRAT, KDE SE CASTICE UCHYTI

e VYSLEDNOU TLOUSTKU VRSTVY OVLIVNUJI
PODMINKY PRUBEHU

e ZATIM SPISE VE VYVOJI PRO PRUMYSLOVE
VYUZITI
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METODA AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPY)

* NEOPTICKA MIKROSKOPICKA
METODA MEREN{ STRUKTURY
POVRCHU

 VELMI MALY HROT PREJIZDI PO
VZORKU

e VYCHYLOVANI JE MERENO
POMOCI LASERU NEBO POMOCI
IMEN V REZONANCNI FREKVENCI
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PRUBEH EXPERIMENTU

e VYCISTENI SUBSTRATU
 PRIPRAVA TERCIKU
« PRIPRAVA A NASTAVEN| PRISTROJE

o NALEPEN| IZOLEPY NA SUBSTRAT

o PRIPEVNENI TERCIKU A SUBSTRATU DO KOMORY

o ZASTINENI HLINI[KOVOU FOLII



PRUBEH EXPERIMENTU

e UZAVRENI KOMORY A JEJI VYPUMPOVANI

* NASTAVENI HODNOT PRISTROJE
o NAPETI 13, 16 A 17 kV
o FREKVENCE 80 Hz
» /APNUTI PRISTROJE
o PO JEDNE MINUTE ODSTRANENA HLINIKOVA FOLIE

o PO 9 MIN. ZASTAVENI NANASENI A VYPNUTI PRISTROJE




PRUBEH EXPERIMENTU




PRUBEH MEREN!I

e VLOZENI SUBSTRATU DO MIKROSKOPU ATOMARNICH
SIL

e KALIBRACE MIKROSKOPU

e /MEREN| TLOUSTEK VRSTVY NA MISTE PRECHODU PO
ODLEPENI IZOLEPY

O MERENI PROVEDENA PRO KAZDY SUBSTRAT
3X, PRECHOD VIDITELNE NEJSILNEJSI VRSTVY,
VIDITELNE NEJSLABSI A MEZI EXTREMY
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VYSLEDKY EXPERIMENTU

Tloustka v maximu [nm] | 120

Mezi extrémy [nm] 47

Tloustka v minimu [nm] 15

Zavislost tloustky vrstvy na velikosti napéti



VYSLEDKY EXPERIMENTU

e 7 GRAFU TO NEVYPLYVA, ALE
PREDPOKLAD JE, ZE TLOUSTKA VRSTVY
ODPOVIDA GAUSSOVE KRIVCE




VYSLEDKY EXPERIMENTU

* NEROVNOMERNA DEPOZICE VRSTVY




ZAVER EXPERIMENTU

e POVEDLO SE NAM VYTVORIT TRI RUZNE TLUSTE VRSTVY NA TRECH SUBSTRATECH A POMOCI
MIKROSKOPU ZMERIT JEJICH TLOUSTKY

e VYSLEDKY ODPOVIDAJI NASIM PREDPOKLADUM A EXPERIMENT POVAZUJEME ZA USPESNY
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e HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ATOMIC FORCE MICROSCOPY
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MICROSCOPY2GAD SOURCE=]&GAD CAMPAIGNID=137/07/96205&GBRAID=0AAAAAD-
XR364R-
KO6D77RH4JJRZPPDARI&GCLID=C JWKCAJWMENCBHA4EIWATVJZMQSTPUZQS5BMXAAT
/JJDC250PTIBGIWRJ1AKAFQU2WMMCPOYL8ISYNBBOCQ4AQAVD BWE

o HTIPS://WWW.MDPI.COM/2073-4352/13/4/580

e HTTPS://WWW.ISTOCKPHOTO.COM/CS/FOTOGRAFIE/ZLAT%C 3% A2-JABLKO-
GM142286199-19714794
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